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Kalibrierungen in den Bereichen: 

Elektrische Messgrößen  
Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen 
– Gleichspannung a) 
– Gleichstromstärke a) 
– Gleichstromwiderstand a) 
– Wechselspannung a) 
– Wechselstromstärke a) 
– Hochspannungsmessgrößen a) 

     Zeit und Frequenz 
– Frequenz und Drehzahl a) 
– Zeitintervall a) 

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen  
Hochfrequenzmessgrößen 

− Oszilloskopmessgrößen a) 
 
a) auch als Vor-Ort-Kalibrierungen  
 



 

 
 
 
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18673-01-01 

 
Gültig ab: 27.03.2024 

 

Ausstellungsdatum: 29.04.2024 Seite 3 von 15 
 

 
Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Gleichspannung 1 mV bis 10 mV  5,5 · 10-6 · U + 1,0 µV U: Messwert 

Messgeräte > 10 mV bis 100 mV  6 · 10-6 · U + 1,0 µV Fluke 5700A 

 > 100 mV bis 220 mV  7 · 10-6 · U + 1,0 µV  

 > 220 mV bis 2,2 V  6,5 · 10-6 · U + 1,2 µV  

 > 2,2 V bis 11 V  6,5 · 10-6 · U + 3,5 µV  

 > 11 V bis 22 V  6,5 · 10-6 · U + 6,5 µV  

 > 22 V bis 220 V  7,5 · 10-6 · U + 80 µV  

 > 220 V bis 1000 V  9 · 10-6 · U + 0,47 mV  

 10 V  1,8 · 10-6 · U U: Messwert 

    Fluke 732B 

Quellen 1 mV bis 10 mV  1,5 · 10-6 · U + 0,70 µV U: Messwert 

 > 10 mV bis 100 mV  3,0 · 10-6 · U + 0,70 µV Fluke 8508A 

 > 100 mV bis 200 mV  5,0 · 10-6 · U + 0,70 µV  

 > 200 mV bis 2 V  4,0 · 10-6 · U + 0,70 µV  

 > 2 V bis 20 V  4,5 · 10-6 · U + 4,0 µV  

 > 20 V bis 200 V  6,0 · 10-6 · U + 40 µV  

 > 200 V bis 1000 V  6,0 · 10-6 · U + 0,49 mV  

Hochspannung 1 kV bis 10 kV  0,40 · 10-3 · U + 0,10 V U: Messwert 

Gleichstromstärke 22 µA bis 2,2 mA  50 · 10-6 · I + 8 nA I: Messwert 

Messgeräte > 2,2 mA bis 22 mA  50 · 10-6 · I + 80 nA Fluke 5700A 

 > 22 mA bis 220 mA  58 · 10-6 · I + 0,8 µA  

 > 220 mA bis 2,2 A  78 · 10-6 · I + 25 µA  

 > 2,2 A bis 11 A  0,29 · 10-3 · I + 0,38 mA I: Messwert 

      Fluke 5725A 

 > 11 A bis 20 A  0,78 · 10-3 · I + 1,2 mA I: Messwert 

      Fluke 5520A 

Quellen 10 µA bis 100 µA  25 · 10-6 · I + 1,0 nA I: Messwert 

      HP 3458A 

 > 100 µA bis 200 µA  14 · 10-6 · I + 5,0 nA I: Messwert 

 > 200 µA bis 2 mA  15 · 10-6 · I + 4,0 nA Fluke 8508A 

 > 2 mA bis 20 mA  17 · 10-6 · I + 40 nA  

 > 20 mA bis 200 mA  50 · 10-6 · I + 0,80 µA  

 > 200 mA bis 2 A  0,19 · 10-3 · I + 17 µA  

 > 2 A bis 20 A  0,41 · 10-3 · I + 0,41 mA  
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Gleichstromwiderstand 100 µΩ diskrete Werte 0,21 · 10-3 · R R: Messwert 

Messgeräte 1 mΩ  0,11 · 10-3 · R Normal- 

 10 mΩ; 100 mΩ  51 · 10-6 · R widerstand 

 1 Ω  5,1 · 10-6 · R und 

 10 Ω; 100 Ω  2,1 · 10-6 · R HP 3458A / 

 1 kΩ; 10 kΩ  5,1 · 10-6 · R Fluke 8508A 

 1 Ω; 1,9 Ω diskrete Werte 86 · 10-6 · R R: Messwert 

 10 Ω; 19 Ω  26 · 10-6 · R Fluke 5700A 

 100 Ω; 190 Ω  16 · 10-6 · R  

 1 kΩ; 1,9 kΩ  12 · 10-6 · R  

 10 kΩ; 19 kΩ  11 · 10-6 · R  

 100 kΩ; 190 kΩ  13 · 10-6 · R  

 1 MΩ; 1,9 MΩ  19 · 10-6 · R  

 10 MΩ  36 · 10-6 · R  

 19 MΩ  44 · 10-6 · R  

 100 MΩ  0,11 · 10-3 · R  

 1 Ω bis 11 Ω  45 · 10-6 · R + 0,80 mΩ R: Messwert 

 > 11 Ω bis 33 Ω  26 · 10-6 · R + 1,2 mΩ Fluke 5520A 

 > 33 Ω bis 110 Ω  23 · 10-6 · R + 1,1 mΩ  

 > 110 Ω bis 1,1 kΩ  23 · 10-6 · R + 1,6 mΩ  

 > 1,1 kΩ bis 11 kΩ  23 · 10-6 · R + 16 mΩ  

 > 11 kΩ bis 110 kΩ  23 · 10-6 · R + 0,16 Ω  

 > 110 kΩ bis 1,1 MΩ  26 · 10-6 · R + 1,6 Ω  

 > 1,1 MΩ bis 3,3 MΩ  49 · 10-6 · R + 23 Ω  

 > 3,3 MΩ bis 11 MΩ  0,11 · 10-3 · R + 38 Ω  

 > 11 MΩ bis 33 MΩ  0,21 · 10-3 · R + 1,9 kΩ  

 > 33 MΩ bis 110 MΩ  0,40 · 10-3 · R + 2,3 kΩ  

 > 110 MΩ bis 330 MΩ  2,4 · 10-3 · R + 78 kΩ  

 > 330 MΩ bis 1,1 GΩ  12 · 10-3 · R + 0,39 MΩ  
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Gleichstromwiderstand 1 Ω bis 2 Ω  18 · 10-6 · R + 4,0 µΩ R: Messwert 

Quellen > 2 Ω bis 20 Ω  10 · 10-6 · R + 14 µΩ Fluke 8508A 

 > 20 Ω bis 200 Ω  8,5 · 10-6 · R + 50 µΩ  

 > 200 Ω bis 2 kΩ  8,5 · 10-6 · R + 0,50 mΩ  

 > 2 kΩ bis 20 kΩ  8,5 · 10-6 · R + 5,0 mΩ  

 > 20 kΩ bis 200 kΩ  8,5 · 10-6 · R + 50 mΩ  

 > 200 kΩ bis 2 MΩ  9,5 · 10-6 · R + 1,0 Ω  

 > 2 MΩ bis 20 MΩ  21 · 10-6 · R + 0,11 kΩ  

 > 20 MΩ bis 200 MΩ  0,13 · 10-3 · R + 11 kΩ  

 > 200 MΩ bis 2 GΩ  1,6 · 10-3 · R + 1,1 MΩ  

 > 2 GΩ bis 20 GΩ  1,6 · 10-3 · R + 11 MΩ  

Wechselspannung 10 mV bis 22 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,49 · 10-3 · U + 5 µV U: Messwert 

Messgeräte    > 20 Hz bis 40 Hz 0,21 · 10-3 · U + 5 µV Fluke 5700A 

    > 40 Hz bis 20 kHz 0,12 · 10-3 · U + 5 µV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,34 · 10-3 · U + 5 µV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,76 · 10-3 · U + 7 µV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 1,1 · 10-3 · U + 13 µV  

    > 300 kHz bis 500 kHz 1,6 · 10-3 · U + 24 µV  

    > 500 kHz bis 1 MHz 4,0 · 10-3 · U + 33 µV  

 > 22 mV bis 220 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,48 · 10-3 · U + 13 µV  

    > 20 Hz bis 40 Hz 0,21 · 10-3 · U + 8 µV  

    > 40 Hz bis 20 kHz 0,11 · 10-3 · U + 8 µV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,29 · 10-3 · U + 9 µV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,72 · 10-3 · U + 25 µV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 0,89 · 10-3 · U + 25 µV  

    > 300 kHz bis 500 kHz 1,6 · 10-3 · U + 32 µV  

    > 500 kHz bis 1 MHz 3,1 · 10-3 · U + 80 µV  

 > 220 mV bis 2,2 V 10 Hz bis 20 Hz 0,48 · 10-3 · U + 79 µV  

    > 20 Hz bis 40 Hz 0,15 · 10-3 · U + 25 µV  

    > 40 Hz bis 20 kHz 70 · 10-6 · U + 6 µV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,12 · 10-3 · U + 16 µV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,23 · 10-3 · U + 65 µV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 0,40 · 10-3 · U + 0,12 mV  

    > 300 kHz bis 500 kHz 1,2 · 10-3 · U + 0,30 mV  

    > 500 kHz bis 1 MHz 2,3 · 10-3 · U + 0,75 mV  
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselspannung > 2,2 V bis 22 V 10 Hz bis 20 Hz 0,48 · 10-3 · U + 0,79 mV U: Messwert 

Messgeräte    > 20 Hz bis 40 Hz 0,15 · 10-3 · U + 0,24 mV Fluke 5700A 

    > 40 Hz bis 20 kHz 70 · 10-6 · U + 55 µV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,12 · 10-3 · U + 0,16 mV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,23 · 10-3 · U + 0,31 mV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 0,49 · 10-3 · U + 1,4 mV  

    > 300 kHz bis 500 kHz 1,3 · 10-3 · U + 3,8 mV  

    > 500 kHz bis 1 MHz 2,7 · 10-3 · U + 6,8 mV  

 > 22 V bis 220 V 10 Hz bis 20 Hz 0,48 · 10-3 · U + 7,9 mV  

    > 20 Hz bis 40 Hz 0,15 · 10-3 · U + 2,4 mV  

    > 40 Hz bis 20 kHz 75 · 10-6 · U + 0,77 mV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,20 · 10-3 · U + 3,1 mV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,48 · 10-3 · U + 7,9 mV  

 > 220 V bis 1000 V 50 Hz bis 1 kHz 75 · 10-6 · U + 3,1 mV  

    > 1 kHz bis 20 kHz 0,14 · 10-3 · U + 4,6 mV U: Messwert 

    > 20 kHz bis 30 kHz 0,47 · 10-3 · U + 8,6 mV Fluke 5725A 

Wechselspannung 10 mV bis 100 mV 10 Hz bis 40 Hz 90 · 10-6 · U + 5 µV U: Messwert 

Quellen    > 40 Hz bis 1 kHz 90 · 10-6 · U + 3 µV HP 3458A 

    > 1 kHz bis 20 kHz 0,17 · 10-3 · U + 3 µV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,36 · 10-3 · U + 3 µV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,95 · 10-3 · U + 3 µV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 3,6 · 10-3 · U + 12 µV  

    > 300 kHz bis 1 MHz 12 · 10-3 · U + 12 µV  

 > 100 mV bis 200 mV 10 Hz bis 40 Hz 90 · 10-6 · U + 50 µV  

    > 40 Hz bis 1 kHz 90 · 10-6 · U + 25 µV  

    > 1 kHz bis 20 kHz 0,17 · 10-3 · U + 25 µV  

    > 20 kHz bis 50 kHz 0,36 · 10-3 · U + 25 µV  

    > 50 kHz bis 100 kHz 0,95 · 10-3 · U + 25 µV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 3,6 · 10-3 · U + 0,12 mV  

    > 300 kHz bis 1 MHz 12 · 10-3 · U + 0,12 mV  
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselspannung > 200 mV bis 2 V 10 Hz bis 40 Hz 0,13 · 10-3 · U + 22 µV U: Messwert 

Quellen    > 40 Hz bis 100 Hz 0,10 · 10-3 · U + 22 µV Fluke 8508A 

    > 100 Hz bis 2 kHz 80 · 10-6 · U + 22 µV  

    > 2 kHz bis 10 kHz 0,12 · 10-3 · U + 22 µV  

    > 10 kHz bis 30 kHz 0,23 · 10-3 · U + 43 µV  

    > 30 kHz bis 100 kHz 0,58 · 10-3 · U + 0,22 mV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 3,1 · 10-3 · U + 2,2 mV  

    > 300 kHz bis 1 MHz 11 · 10-3 · U + 22 mV  

 > 2 V bis 20 V 10 Hz bis 40 Hz 0,13 · 10-3 · U + 0,22 mV  

    > 40 Hz bis 100 Hz 0,10 · 10-3 · U + 0,22 mV  

    > 100 Hz bis 2 kHz 80 · 10-6 · U + 0,22 mV  

    > 2 kHz bis 10 kHz 0,12 · 10-3 · U + 0,22 mV  

    > 10 kHz bis 30 kHz 0,23 · 10-3 · U + 0,43 mV  

    > 30 kHz bis 100 kHz 0,58 · 10-3 · U + 2,2 mV  

    > 100 kHz bis 300 kHz 3,1 · 10-3 · U + 22 mV  

    > 300 kHz bis 1 MHz 11 · 10-3 · U + 0,22 V  

 > 20 V bis 200 V 10 Hz bis 40 Hz 0,13 · 10-3 · U + 2,1 mV  

    > 40 Hz bis 100 Hz 0,10 · 10-3 · U + 2,1 mV  

    > 100 Hz bis 2 kHz 85 · 10-6 · U + 2,1 mV  

    > 2 kHz bis 10 kHz 0,12 · 10-3 · U + 2,1 mV  

    > 10 kHz bis 30 kHz 0,23 · 10-3 · U + 4,2 mV  

    > 30 kHz bis 100 kHz 0,59 · 10-3 · U + 21 mV  

 > 200 V bis 1000 V 40 Hz bis 10 kHz 0,13 · 10-3 · U + 21 mV  

    > 10 kHz bis 30 kHz 0,24 · 10-3 · U + 41 mV  

Hochspannung 1 kV bis 10 kV 50 Hz 2,1 · 10-3 · U + 0,10 V U: Messwert 



 

 
 
 
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18673-01-01 

 
Gültig ab: 27.03.2024 

 

Ausstellungsdatum: 29.04.2024 Seite 8 von 15 
 

Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselstromstärke 22 µA bis 220 µA 10 Hz bis 20 Hz 0,63 · 10-3 · I + 26 nA I: Messwert 

Messgeräte    > 20 Hz bis 40 Hz 0,34 · 10-3 · I + 22 nA Fluke 5700A 

    > 40 Hz bis 1 kHz 0,14 · 10-3 · I + 18 nA   

    > 1 kHz bis 5 kHz 0,56 · 10-3 · I + 43 nA  

    > 5 kHz bis 10 kHz 1,5 · 10-3 · I + 85 nA  

 > 220 µA bis 2,2 mA 10 Hz bis 20 Hz 0,63 · 10-3 · I + 43 nA  

    > 20 Hz bis 40 Hz 0,34 · 10-3 · I + 35 nA  

    > 40 Hz bis 1 kHz 0,13 · 10-3 · I + 35 nA   

    > 1 kHz bis 5 kHz 0,56 · 10-3 · I + 0,43 µA  

    > 5 kHz bis 10 kHz 1,5 · 10-3 · I + 0,85 µA  

 > 2,2 mA bis 22 mA 10 Hz bis 20 Hz 0,63 · 10-3 · I + 0,43 µA  

    > 20 Hz bis 40 Hz 0,34 · 10-3 · I + 0,35 µA  

    > 40 Hz bis 1 kHz 0,13 · 10-3 · I + 0,35 µA  

    > 1 kHz bis 5 kHz 0,56 · 10-3 · I + 4,3 µA  

    > 5 kHz bis 10 kHz 1,5 · 10-3 · I + 8,5 µA  

 > 22 mA bis 220 mA 10 Hz bis 20 Hz 0,63 · 10-3 · I + 4,3 µA  

    > 20 Hz bis 40 Hz 0,34 · 10-3 · I + 3,5 µA  

    > 40 Hz bis 1 kHz 0,15 · 10-3 · I + 3,5 µA  

    > 1 kHz bis 5 kHz 0,56 · 10-3 · I + 43 µA  

    > 5 kHz bis 10 kHz 1,5 · 10-3 · I + 85 µA  

 > 220 mA bis 2,2 A 40 Hz bis 1 kHz 0,59 · 10-3 · I + 35 µA  

    > 1 kHz bis 5 kHz 0,68 · 10-3 · I + 85 µA  

    > 5 kHz bis 10 kHz 7,8 · 10-3 · I + 0,16 mA  

 > 2,2 A bis 11 A 40 Hz bis 1 kHz 0,37 · 10-3 · I + 0,13 mA I: Messwert 

    > 1 kHz bis 5 kHz 0,75 · 10-3 · I + 0,30 mA Fluke 5725A 

    > 5 kHz bis 10 kHz 2,8 · 10-3 · I + 0,59 mA  

 > 11 A  bis 20 A 45 Hz bis 100 Hz 0,96 · 10-3 · I + 3,9 mA I: Messwert 

    > 100 Hz bis 1 kHz 1,2 · 10-3 · I + 3,9 mA Fluke 5520A 

    > 1 kHz bis 5 kHz 24 · 10-3 · I + 3,9 mA  
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselstromstärke 10 µA bis 20 µA 20 Hz bis 45 Hz 1,8 · 10-3 · I + 40 nA I: Messwert 

Quellen    > 45 Hz bis 1 kHz 0,71 · 10-3 · I + 40 nA HP 3458A 

 > 20 µA bis 200 µA 20 Hz bis 1 kHz 0,53 · 10-3 · I + 21 nA Fluke 8508A 

    > 1 kHz bis 10 kHz 0,56 · 10-3 · I + 21 nA  

 > 200 µA bis 2 mA 20 Hz bis 1 kHz 0,32 · 10-3 · I + 0,21 µA  

    > 1 kHz bis 10 kHz 0,37 · 10-3 · I + 0,21 µA  

 > 2 mA bis 20 mA 20 Hz bis 1 kHz 0,32 · 10-3 · I + 2,1 µA  

    > 1 kHz bis 10 kHz 0,37 · 10-3 · I + 2,1 µA  

 > 20 mA bis 200 mA 20 Hz bis 1 kHz 0,31 · 10-3 · I + 21 µA  

    > 1 kHz bis 10 kHz 0,36 · 10-3 · I + 21 µA  

 > 200 mA bis 2 A 20 Hz bis 1 kHz 0,64 · 10-3 · I + 0,21 mA  

    > 1 kHz bis 2 kHz 0,66 · 10-3 · I + 0,21 mA  

    > 2 kHz bis 10 kHz 0,79 · 10-3 · I + 0,21 mA  

 > 2 A bis 20 A 20 Hz bis 1 kHz 0,85 · 10-3 · I + 2,1 mA  

    > 1 kHz bis 2 kHz 0,87 · 10-3 · I + 2,1 mA  

    > 2 kHz bis 10 kHz 2,6 · 10-3 · I + 2,1 mA  

Zeit und Frequenz       

Frequenz 0,1 Hz bis 6 GHz Messung 1 · 10-10 · f + UTF f: Messwert 

    und  UTF: Trigger- 

    Synthese  unsicherheit 

Zeitintervall 1 ns bis 10 s  1 · 10-10 · t + UTF t: Messwert 

      UTF: Trigger- 

      unsicherheit 

Drehzahl 0,1 s-1 bis 3000 s-1  1,0 · 10-6 · n n: Messwert 
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Oszilloskopmessgrößen       

Vertikale Ablenkung 5 mV bis 5 V Rechteckspannung 2,5 · 10-3 · U + 30 µV U: Messwert 

    1 kHz  Fluke 552xA 

    50 Ω   

 5 mV bis 100 V Rechteckspannung   

    1 kHz   

    1 MΩ   

 5 mV bis 1000 V 
Gleichspannung 

1 MΩ 
0,80 · 10-3 · U  

 500 mV bis 5 V 
Gleichspannung 

50 Ω 
1,3 · 10-3 · U  

Horizontale 
Ablenkung 

2 ns bis 5 s Zeitmarken 4,5 · 10-3 · t t: Messwert 

      Fluke 552xA 

 10 MHz DSO (Unterabtastung) 50 · 10-9 · f f: Messwert 

Frequenzgang 50 kHz bis 300 MHz  0,36 dB Fluke 552xA 

 > 300 MHz bis 600 MHz  0,50 dB  

 100 kHz bis 4 GHz 

 0,31 dB HF-Leistungsmessung     
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Gleichspannung 30 mV bis 330 mV  40 · 10-6 · U + 0,90 µV U: Messwert 
   Messgeräte > 330 mV bis 3,3 V  11 · 10-6 · U + 1,5 µV Fluke 5520A 
 > 3,3 V bis 33 V  13 · 10-6 · U + 14 µV  
 > 33 V bis 330 V  17 · 10-6 · U + 0,11 mV  
 > 330 V bis 1000 V  20 · 10-6 · U + 1,1 mV  

   Quellen 1 mV bis 10 mV  3,5 · 10-6 · U + 0,80 µV U: Messwert 
 > 10 mV bis 100 mV  4,5 · 10-6 · U + 0,80 µV HP 3458A 
 > 100 mV bis 1 V  5,5 · 10-6 · U + 0,80 µV  
 > 1 V bis 10 V  5,5 · 10-6 · U + 0,80 µV  
 > 10 V bis 100 V  7,5 · 10-6 · U + 35 µV  
 > 100 V bis 400 V  10 · 10-6 · U + 0,11 mV  
 > 400 V bis 700 V  15 · 10-6 · U + 0,11 mV  
 > 700 V bis 1000 V  21 · 10-6 · U + 0,11 mV  

   Hochspannung 1 kV bis 10 kV  0,40 · 10-3 · U + 0,10 V U: Messwert 
Gleichstromstärke 33 µA bis 330 µA  0,12 · 10-3 · I + 20 nA I: Messwert 
    Messgeräte > 330 µA bis 3,3 mA  80 · 10-6 · I + 40 nA Fluke 5520A 
 > 3,3 mA bis 33 mA  80 · 10-6 · I + 0,20 µA  
 > 33 mA bis 330 mA  80 · 10-6 · I + 2,0 µA  
 > 330 mA bis 1,1 A  0,16 · 10-3 · I + 32 µA  
 > 1,1 A bis 3 A  0,30 · 10-3 · I + 32 µA  
 > 3 A bis 11 A  0,40 · 10-3 · I + 0,40 mA  
 > 11 A bis 20 A  0,78 · 10-3 · I + 1,2 mA  

   Quellen 10 µA bis 100 µA  25 · 10-6 · I + 1,0 nA I: Messwert 
 > 100 µA bis 1 mA  25 · 10-6 · I + 6,0 nA HP3458A 
 > 1 mA bis 10 mA  25 · 10-6 · I + 60 nA  
 > 10 mA bis 100 mA  45 · 10-6 · I + 0,60 µA  
 > 100 mA bis 1 A  0,13 · 10-3 · I + 12 µA  

Gleichstromwiderstand 1 Ω bis 11 Ω  45 · 10-6 · R + 0,80 mΩ R: Messwert 
      Messgeräte > 11 Ω bis 33 Ω  26 · 10-6 · R + 1,2 mΩ Fluke 5520A 
 > 33 Ω bis 110 Ω  23 · 10-6 · R + 1,1 mΩ  
 > 110 Ω bis 1,1 kΩ  23 · 10-6 · R + 1,6 mΩ  
 > 1,1 kΩ bis 11 kΩ  23 · 10-6 · R + 16 mΩ  
 > 11 kΩ bis 110 kΩ  23 · 10-6 · R + 0,16 Ω  
 > 110 kΩ bis 1,1 MΩ  26 · 10-6 · R + 1,6 Ω  
 > 1,1 MΩ bis 3,3 MΩ  49 · 10-6 · R + 23 Ω  
 > 3,3 MΩ bis 11 MΩ  0,11 · 10-3 · R + 38 Ω  
 > 11 MΩ bis 33 MΩ  0,21 · 10-3 · R + 1,9 kΩ  
 > 33 MΩ bis 110 MΩ  0,40 · 10-3 · R + 2,3 kΩ  
 > 110 MΩ bis 330 MΩ  2,4 · 10-3 · R + 78 kΩ  
 > 330 MΩ bis 1,1 GΩ  12 · 10-3 · R + 0,39 MΩ  

   Quellen 1 Ω bis 10 Ω  19 · 10-6 · R + 60 µΩ R: Messwert 
 > 10 Ω bis 100 Ω  15 · 10-6 · R + 0,60 mΩ HP3458A 
 > 100 Ω bis 1 kΩ  12 · 10-6 · R + 0,60 mΩ  
 > 1 kΩ bis 10 kΩ  12 · 10-6 · R + 6,0 mΩ  
 > 10 kΩ bis 100 kΩ  12 · 10-6 · R + 60 mΩ  
 > 100 kΩ bis 1 MΩ  18 · 10-6 · R + 2,4 Ω  
 > 1 MΩ bis 10 MΩ  58 · 10-6 · R + 0,13 kΩ  
 > 10 MΩ bis 100 MΩ  0,58 · 10-3 · R + 1,2 kΩ  
 > 100 MΩ bis 1 GΩ  5,8 · 10-3 · R + 12 kΩ  



 

 
 
 
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18673-01-01 

 
Gültig ab: 27.03.2024 

 

Ausstellungsdatum: 29.04.2024 Seite 12 von 15 
 

Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselspannung 10 mV bis 33 mV 10 Hz bis 45 Hz 0,67· 10-3 · U + 5 µV U: Messwert 
   Messgeräte    > 45 Hz bis 10 kHz 0,14 · 10-3 · U + 5 µV Fluke 5520A 
    > 10 kHz bis 20 kHz 0,18 · 10-3 · U + 5 µV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,80 · 10-3 · U + 5 µV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 2,8 · 10-3 · U + 10 µV  
    > 100 kHz bis 500 kHz 6,4 · 10-3 · U + 40 µV  

 > 33 mV bis 330 mV 10 Hz bis 45 Hz 0,30 · 10-3 · U + 7 µV  
    > 45 Hz bis 10 kHz 0,13 · 10-3 · U + 7 µV  
    > 10 kHz bis 20 kHz 0,13 · 10-3 · U + 7 µV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,29 · 10-3 · U + 7µV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 0,64 · 10-3 · U + 26 µV  
    > 100 kHz bis 500 kHz 1,7 · 10-3 · U + 55 µV  

 > 330 mV bis 3,3 V 10 Hz bis 45 Hz 0,28 · 10-3 · U + 37 µV  
    > 45 Hz bis 10 kHz 0,13 · 10-3 · U + 48 µV  
    > 10 kHz bis 20 kHz 0,16 · 10-3 · U + 49 µV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,25 · 10-3 · U + 40 µV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 0,56 · 10-3 · U + 0,10 mV  
    > 100 kHz bis 500 kHz 2,1 · 10-3 · U + 0,46 mV  

 > 3,3 V bis 33 V 10 Hz bis 45 Hz 0,28 · 10-3 · U + 0,48 mV  
    > 45 Hz bis 10 kHz 0,13 · 10-3 · U + 0,47 mV  
    > 10 kHz bis 20 kHz 0,20 · 10-3 · U + 0,48 mV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,29 · 10-3 · U + 0,48 mV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 0,72 · 10-3 · U + 1,3 mV  
 > 33 V bis 330 V 45 Hz bis 1 kHz 0,16 · 10-3 · U + 1,7 mV  
    > 1 kHz bis 10 kHz 0,17 · 10-3 · U + 4,8 mV  
    > 10 kHz bis 20 kHz 0,21 · 10-3 · U + 4,8 mV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,26 · 10-3 · U + 4,6 mV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 1,7 · 10-3 · U + 39 mV  
 > 330 V bis 1000 V 45 Hz bis 1 kHz 0,24 · 10-3 · U + 7,8 mV  
    > 1 kHz bis 5 kHz 0,20 · 10-3 · U + 7,8 mV  
    > 5 kHz bis 10 kHz 0,24 · 10-3 · U + 7,8 mV  
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselspannung 10 mV bis 100 mV 10 Hz bis 40 Hz 90 · 10-6 · U + 5 µV U: Messwert 
   Quellen    > 40 Hz bis 1 kHz 90 · 10-6 · U + 3 µV HP 3458A 
    > 1 kHz bis 20 kHz 0,17 · 10-3 · U + 3 µV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,36 · 10-3 · U + 3 µV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 0,95 · 10-3 · U + 3 µV  
    > 100 kHz bis 300 kHz 3,6 · 10-3 · U + 12 µV  
    > 300 kHz bis 1 MHz 12 · 10-3 · U + 12 µV  

 > 100 mV bis 1 V 10 Hz bis 40 Hz 90 · 10-6 · U + 50 µV  
    > 40 Hz bis 1 kHz 90 · 10-6 · U + 25 µV  
    > 1 kHz bis 20 kHz 0,17 · 10-3 · U + 25 µV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,36 · 10-3 · U + 25 µV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 0,95 · 10-3 · U + 25 µV  
    > 100 kHz bis 300 kHz 3,6 · 10-3 · U + 0,12 mV  
    > 300 kHz bis 1 MHz 12 · 10-3 · U + 0,12 mV  

 > 1 V bis 10 V 10 Hz bis 40 Hz 90 · 10-6 · U + 0,50 mV  
    > 40 Hz bis 1 kHz 90 · 10-6 · U + 0,25 mV  
    > 1 kHz bis 20 kHz 0,17 · 10-3 · U + 0,25 mV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,36 · 10-3 · U + 0,25 mV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 0,95 · 10-3 · U + 0,25 mV  
    > 100 kHz bis 300 kHz 3,6 · 10-3 · U + 1,2 mV  
    > 300 kHz bis 1 MHz 12 · 10-3 · U + 1,2 mV  

 > 10 V bis 100 V 10 Hz bis 40 Hz 0,24 · 10-3 · U + 4,8 mV  
    > 40 Hz bis 1 kHz 0,24 · 10-3 · U + 2,4 mV  
    > 1 kHz bis 20 kHz 0,24 · 10-3 · U + 2,4 mV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 0,42 · 10-3 · U + 2,4 mV  
    > 50 kHz bis 100 kHz 1,4 · 10-3 · U + 2,4 mV  

 > 100 V bis 700 V 40 Hz bis 1 kHz 0,48 · 10-3 · U + 24 mV  
    > 1 kHz bis 20 kHz 0,71 · 10-3 · U + 24 mV  
    > 20 kHz bis 50 kHz 1,4 · 10-3 · U + 24 mV  

   Hochspannung 1 kV bis 10 kV 50 Hz 2,1 · 10-3 · U + 0,10 V U: Messwert 
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K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselstromstärke 33 µA bis 330 µA 10 Hz bis 20 Hz 1,6 · 10-3 · I + 90 nA I: Messwert 
   Messgeräte    > 20 Hz bis 45 Hz 1,2 · 10-3 · I + 90 nA Fluke 5520A 
    > 45 Hz bis 1 kHz 0,99 · 10-3 · I + 90 nA   
    > 1 kHz bis 5 kHz 2,4 · 10-3 · I + 0,12 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 6,3 · 10-3 · I + 0,16 µA  

 > 330 µA bis 3,3 mA 10 Hz bis 20 Hz 1,6 · 10-3 · I + 0,12 µA  
    > 20 Hz bis 45 Hz 1,0 · 10-3 · I + 0,12 µA  
    > 45 Hz bis 1 kHz 0,79 · 10-3 · I + 0,12 µA  
    > 1 kHz bis 5 kHz 1,6 · 10-3 · I + 0,16 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 3,9 · 10-3 · I + 0,24 µA  

 > 3,3 mA bis 33 mA 10 Hz bis 20 Hz 1,5 · 10-3 · I + 1,6 µA  
    > 20 Hz bis 45 Hz 0,73 · 10-3 · I + 1,6 µA  
    > 45 Hz bis 1 kHz 0,32 · 10-3 · I + 1,6µA   
    > 1 kHz bis 5 kHz 0,64 · 10-3 · I + 1,6 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 1,6 · 10-3 · I + 2,4 µA  

 > 33 mA bis 330 mA 10 Hz bis 20 Hz 1,5 · 10-3 · I + 16 µA  
    > 20 Hz bis 45 Hz 0,73 · 10-3 · I + 16 µA  
    > 45 Hz bis 1 kHz 0,32 · 10-3 · I + 16 µA   
    > 1 kHz bis 5 kHz 0,80 · 10-3 · I + 40 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 1,6 · 10-3 · I + 80 µA  

 > 330 mA bis 1,1 A 10 Hz bis 45 Hz 1,5 · 10-3 · I + 78 µA  
    > 45 Hz bis 1 kHz 0,40 · 10-3 · I + 78 µA  
    > 1 kHz bis 5 kHz 4,8 · 10-3 · I + 0,78 mA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 20 · 10-3 · I + 3,9 mA  

 > 1,1 A bis 3 A 10 Hz bis 45 Hz 1,5 · 10-3 · I + 78 µA  
    > 45 Hz bis 1 kHz 0,47 · 10-3 · I + 78 µA  
    > 1 kHz bis 5 kHz 4,7 · 10-3 · I + 0,78 mA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 20 · 10-3 · I + 3,9 mA  

 > 3 A bis 11 A 45 Hz bis 100 Hz 0,51 · 10-3 · I + 1,6 mA  
    > 100 Hz bis 1 kHz 0,81 · 10-3 · I + 1,6 mA  
    > 1 kHz bis 5 kHz 24 · 10-3 · I + 1,6 mA  

 > 11 A  bis 20 A 45 Hz bis 100 Hz 0,96 · 10-3 · I + 3,9 mA  
    > 100 Hz bis 1 kHz 1,2 · 10-3 · I + 3,9 mA  
    > 1 kHz bis 5 kHz 24 · 10-3 · I + 3,9 mA  
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s sm ö g l i c h k e i t e n  (C MC )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit  

Bemerkungen 

Wechselstromstärke 10 µA bis 100 µA 20 Hz bis 45 Hz 1,8 · 10-3 · I + 40 nA I: Messwert 
   Quellen    > 45 Hz bis 1 kHz 0,71 · 10-3 · I + 40 nA HP 3458A 

 > 100 µA bis 1 mA 20 Hz bis 45 Hz 1,8 · 10-3 · I + 0,25 µA  
    > 45 Hz bis 100 Hz 0,72 · 10-3 · I + 0,25 µA  
    > 100 Hz bis 5 kHz 0,40 · 10-3 · I + 0,25 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 0,74 · 10-3 · I + 0,25 µA  

 > 1 mA bis 10 mA 20 Hz bis 45 Hz 1,8 · 10-3 · I + 2,5 µA  
    >  45 Hz bis 100 Hz 0,72 · 10-3 · I + 2,5 µA  
    > 100 Hz bis 5 kHz 0,40 · 10-3 · I + 2,5 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 0,74 · 10-3 · I + 2,5 µA  

 > 10 mA bis 100 mA 20 Hz bis 45 Hz 1,8 · 10-3 · I + 25 µA  
    >  45 Hz bis 100 Hz 0,72 · 10-3 · I + 25 µA  
    > 100 Hz bis 5 kHz 0,40 · 10-3 · I + 25 µA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 0,74 · 10-3 · I + 25 µA  

 > 100 mA bis 1 A 20 Hz bis 45 Hz 1,9 · 10-3 · I + 0,25 mA  
    > 45 Hz bis 100 Hz 0,94 · 10-3 · I + 0,25 mA  
    > 100 Hz bis 5 kHz 1,2 · 10-3 · I + 0,25 mA  
    > 5 kHz bis 10 kHz 3,6 · 10-3 · I + 0,25 mA  

Zeit und Frequenz       

  Frequenz 
 
 

0,1 Hz 
 
 

bis 
 
 

6 GHz 
 
 

Messung 
und 

Synthese 

1,0 · 10-9 · f  + UTF 

 

 

f: Messwert 
UTF: Trigger-
unsicherheit 

  Zeitintervall 
 

1 ns 
 

bis 
 

10 s 
 

 
1,0 · 10-9 · t  + UTF 

 

t: Messwert 
UTF: Trigger-
unsicherheit 

  Drehzahl 0,1 s-1 bis 3000 s-1  1,0 · 10-6 · n n: Messwert 

Oszilloskopmessgrößen       

   Vertikale Ablenkung 
 

5 mV 
 

bis 
 

5 V 
 

Rechteckspannung  
1 kHz 
50 Ω 2,5 · 10-3 · U + 30 µV 

 

U: Messwert 
Fluke 552xA 

 
5 mV 

 
 

bis 
 
 

100 V 
 
 

Rechteckspannung  
1 kHz 
1 MΩ 

 

 5 mV bis 1000 V 
Gleichspannung 

1 MΩ  
0,80 · 10-3 · U 

 
 

 500 mV bis 5 V 
Gleichspannung 

50 Ω 
1,3 · 10-3 · U  

   Horizontale Ablenkung 
 

2 ns 
 

bis 
 

5 s 
 

Zeitmarken 
 

4,5 · 10-3 · t 
 

t: Messwert 
Fluke 552xA 

 10 MHz DSO (Unterabtastung) 50 · 10-9 · f f: Messwert 

   Frequenzgang 50 kHz bis 300 MHz  0,36 dB Fluke 552xA 
 > 300 MHz bis 600 MHz  0,50 dB  

 
Verwendete Abkürzungen: 
 
CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
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